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yamaguchi-k
テキストボックス
本記事初出後、2016年7月に新しいシステムへ移行されました。移行後の利用手順は下記のとおりです。
 
(1) USPTOウェブサイトのPTAB E2Eページ
      (http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/patent-trial-and-appeal-board-end-end-ptab)にアクセス
 
(2) 天秤マーク付きPTAB E2Eのアイコンをクリック
 
(3) 検索画面で、AIAレビュー番号、特許番号、
　  出願番号等を使って検索
※ログイン不要（ただし、ロボットアクセスでは
　ないことを確認するための質問が表示されます）
※Derivation手続は移行前のPRPSから閲覧可能
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